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企画 試作 認定 製造 アフター設計

デバイス・モジュール
特性評価

良品・故障解析

信頼性・
環境試験

EMC／製品
安全試験

部品情報調査

化学分析・
環境システム構築

計測器校正

購入品選定 確認試験

購入品選定 製造不良 市場故障

電気的特性評価（次世代パワー半導体、メモリデバイスなど）、電源モジュールのベンチマーキング、
AEC-Q100対応各種試験、スクリーニング、ESD/LU試験、静電気対策（工程・デバイス）

LSIプロセス診断、
電子部品、実装基板の良品解析

故障解析 ： ロックイン発熱解析（LIT）、X線CT観察、超音波探査（SAT）など非破壊検査
走査型電子顕微鏡（SEM）、電子線マイクロ分析（EPMA）、赤外分光分析（FT-IR）、など

試作確認試験 信頼性試験
IECQ独立試験所、温度・湿度/熱衝撃/振動・衝撃
/塵埃/耐水/ガス/耐候性/燃焼性 試験など

実装評価、はんだ接続評価、
熱過渡解析、劣化診断

規格試験 認定取得
JAB認定サイトで測定、専任技術者による対策支援
車載EMC、薬機法対応試験、海外認証取得支援

購入品選定 BCP・部品供給
部品情報調査、紛争鉱物調査
（製造中止情報、代替品など）

含有物質情報
RoHS/REACH対応分析

環境負荷低減
半導体製造排ガス処理、排水処理、環境測定、
排水・排ガスの分析、高精度地震動予測装置

計測器管理 認定取得
A2LA認定の高品質な校正技術、
測定器DB管理

ISO9001,IATF16949規格対応の校正
UL対応校正証明書発行

赤字：法規制など対応

お客さま製品の改善につながるサービスを合わせて提案、全体最適化

熱過渡付き
パワーサイクル試験

ロックイン発熱解析

レーダーパルス試験装置

赤外分光分析（FT-IR）

電子部品
データベース

部品DB構築、部品情報調査
（chemSHERPAなど含有物質情報）
CEマーキング取得支援（RoHSⅡ）

製造業の事業フロー全領域に向けたサービスをご提供

品質向上支援サービス

設計、試作、製造など製造業のお客さま事業フローの全領域において、信頼性試験・評価
・解析、EMC試験や調達部品の技術・環境情報調査などをお客さまに代わって実施します。

■ 購入品選定のための特性評価、信頼性試験、技術環境情報収集、製品が要求仕様を満たしているか
　 確認する各種品質確認や規格試験、製造上あるいは市場で発生する不具合の原因を究明する故障解析
 　など多様な技術サービスを提供します。
■ 製品の使用条件、輸送環境などを考慮した信頼性評価、トラブルを未然に防ぐ良品解析など、
　 お客さま製品の改善につながるサービスを提案、全体最適化に貢献します。

主な特長


